
Patentinformationszentrum und 
Normen-Infopoint

Möchten Sie wissen:
» Was Schutzrechte sind?
» Wie Sie Ihre Idee schützen lassen können?
» Wo Sie nach Patenten und Gebrauchsmustern

suchen können?
» Wo Marken und Designs eingetragen sind?
» Wo Sie erfahren, was Wettbewerber angemeldet
   haben?
» Was Normen und Richtlinien sind?
» Wo Sie Normen und Richtlinien finden?

Dann nutzen Sie die Angebote des  
Patent-Informationszentrums und 
des Normen-Infopoints:
für 
» Patent-, Marken- und Design-Recherchen
» Patentfamilienrecherchen
» Aktuelle Rechtsstandermittlung
» Patent- und Marken-Überwachung
» Informationen über nationale und internationale

Schutzrechte
» Normenrecherchen
» Normen-Aktualitätsprüfung
» Normen-Überwachung

Patent-
Marken-
Design- und
Normeninformation

Quelle für Forschungs- und Produktinnovation

Das P atentinformationszentrum der Otto-von-Guericke- 
Universität Magdeburg ist offizieller Ko operationspartner de s 
Deutschen Patent- und Markenamtes, Mitglied im PIZnet und 
im PATLIB-Netzwerk des Europäischen Patentamtes.

KONTAKT

Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg 
Universitätsbibliothek 
Patentinformationszentrum und Normen-Infopoint 
Universitätsplatz 2 | Gebäude 30 
39106 Magdeburg

Telefon: 0391  67-52979
E-Mail: patentinformation@ovgu.de
Internet: www.ub.ovgu.de/PIZ

SERVICEZEITEN

Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag
von 08:00 bis 16:30 Uhr

Mittwoch von 09:00 bis 19:00 Uhr

Am 2. Samstag im Monat von 10:00 bis 18:00 Uhr, 
Anmeldung erwünscht.



Unsere Leistungen zu Patenten/ 
Gebrauchsmustern, Marken, 
Eingetragenen Designs 

» Informationen über gewerbliche Schutzrechte
» Fachkundige Anleitung und Unterstützung bei Ihren 		
   eigenen Recherchen im PIZ
» Durchführung von Auftragsrecherchen 
» Recherchen zum Stand der Technik
» Neuheitsrecherchen
» Namensrecherchen
» Patentfamilienrecherchen
» Überwachung von Nutzerprofilen
» Patentstatistische Analysen
» Rechtsstandermittlung
» Lieferung von Schutzrechtskopien
» Bereitstellung und Erläuterung der Anmeldeformulare 	
   und Merkblätter für Schutzrechtsanmeldungen	
» Marken- und Designrecherchen 
» Nutzerschulungen, Vorträge und Seminare

  Jeden Mittwoch von 16:00 bis 19:00 Uhr findet eine kostenlose  
  Erfindererstberatung durch Patentanwälte statt.
  Anmeldung erwünscht

Patente/Gebrauchsmuster 
sind Schutzrechte, die für technische Erfindungen (Maschinen, 
Vorrichtungen, Geräte und deren Teile, chemische Erzeugnisse, 
Herstellungs- oder Verwendungsverfahren, ...) erteilt werden 
und damit dem Inhaber ein alleiniges Benutzungs- und Verfü-
gungsrecht gewähren.
Patente werden für Erfindungen erteilt, wenn diese neu sind, 
auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und sie gewerblich 
anwendbar sind. 
Die Schutzdauer beträgt maximal 20 Jahre bei einem Patent 
und maximal 10 Jahre bei einem Gebrauchsmuster.

Marken 
dienen der Unterscheidung von Waren und Dienstleistungen 
eines Unternehmens von Waren und Dienstleistungen ande-
rer Unternehmen. Sie fungieren als „Visitenkarte“ und „Güte-
zeichen“ der Unternehmen und dienen dem Verbraucher als 
Orientierungshilfe auf dem Markt.
Die Schutzdauer beträgt 10 Jahre und ist beliebig oft verlän-
gerbar.

Eingetragene Designs 
dienen dem Schutz von ästhetischen Formen, gewerblichen 
Mustern in Flächenform oder Modellen in Raumform. Sie 
müssen neu sein, eine schöpferische Eigenart/gestalterische 
Qualität aufweisen und reproduzierbar sein. 
Die Schutzdauer beträgt maximal 25 Jahre.

Normen und Richtlinien    
Bestand:
» DIN
» DIN EN 
» DIN EN ISO 
» DIN IEC 
» DIN ETS 
» VDI-Richtlinien
» VDE-Normen 
» PAS öffentlich verfügbare Spezifikation 
» Technische Regeln  
» (fast) komplette TGL-Sammlung

Unsere Leistungen zu Normen
» Informationen über Normen und Richtlinien 
» Überwachung von Nutzerprofilen
» Durchführung von Sachrecherchen 
» Aktualitätsprüfung
» Fachkundige Unterstützung bei Ihren eigenen 
   Recherchen
» Ermittlung von internationalen Übereinstimmungen
» Nutzerschulungen und Seminare

Am Normen-Infopoint hat jeder Interessent die Möglichkeit 
kostenfrei in die Normendatenbank PERINORM und in andere 
Normen und Richtlinien Einsicht zu nehmen.




